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ДЕФЕКТОСКОПЫ  
ВД-21 НД

Внесены 
в Государственный 

реестр 
под № 8022—80

Утверждены Государственным 
26 ноября 1980 г.

комитетом СССР по стандартам

Выпуск разрешен 
до  01.01.1986 г.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Д еф ектоскопы  ВД-21 Н Д  (см. рисунок) предназначены для обн аруж е­

ния: поверхностных дефектов (располож енны х с противополож ной стороны 
относительно сканируемой поверхности с толщ иной стенки от 1 до 3 мм) 
в изделиях нз неферромагнитны х металлов и сплавов с удельной элек ­
трической проводимостью  от 0,5X10® до 32X10® См/м: поверхностных д е ­
фектов (располож енны х со стороны преобразователя) в изделиях из ф ерро­
магнитных металлов и сплавов типа 12X 13 ГОСТ 5632— 72 и стали 45 
и неферромагнитных м еталлов и сплавов с удельной электрической проводи­

мостью  от 0,5X10® до 57X10® См/м на плоских поверхностях и поверх­
ностях вращ ения с радиусом кривизны  6 мм и более; дефектов, располо­
женны х на боковой поверхности цилиндрических отверстий диаметром от 
6 до 20 мм (с щ агом через 2  мм) и глубиной от 20 до 60 мм в изделиях 
нз ферромагнитны х м еталлов и сплавов 12X 13 ГОСТ 5632— 72 и стали 45 
и неферромагнитных металлов и сплавов с удельной электрической прово­
димостью  от 0,5X10® до 57X10® См/м.

ОПИСАНИЕ
Р аб о та  деф ектоскопа основана на использовании вихревых токов, во?- 

о \ж д ае м ы х  чувствительным элементом преобразователя в поверхностных, и 
подповерхностных слоях контролируемы х изделий.

Н аличие дефектов под преобразователем  приводит к изменению элек ­
тромагнитного взаим одействия обмоток чувствительного элемента с контро-
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лируемой поверхностью  и, следовательно, к  изменению характеристик с а ­
мих обмоток (индуктивности, активного сопротивления), которое регистри­
руется электронной схемой дефектоскопа.

В дефектоскопе используется амплитудно-фазовы й метод настройки и 
м одуляционная обработка сигнала, в результате чего дефектоскоп реагиру­
ет преимущ ественно на несплошности (дефекты ) поверхности, а сигналы от- 
мсшающих ф акторов (плавны х изменений электропроводности, магнитных; 
свойств м атериала и зазора  м еж ду преобразователем  и контролируемоЛ  
поверхностью ), в основном, подавляю тся.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
П орог чувствительности к  подповерхностным дефектам: 
вы явление на плоских стандартны х образцах  из неферромагнитных м е­

таллов и сплавов искусственного деф екта в виде цилиндрического глухо-_ 
го отверстия с разм ерам и: диам етр 2,0^*^’ 'м м , глубина 50 толщ ины 
стенки;

вы явление на вращ аю щ ихся относительно неподвижного преобразова­
теля образцах  типа «диск» из титановы х сплавов искусственного деф екта 
в виде цилиндрического глухого отверстия с разм ерам и: диам етр 1,5'^‘®’̂ мм„ 
глубина 30 % толщ ины стенки.

П орог чувствительности к поверхностным деф ектам  — выявление на 
плоских образцах  и образцах  типа тел вращ ения из ферромагнитны х и не- 
ферромагнитиы х м еталлов и сплавов искусственного деф екта в виде фре­
зерованной риски с разм ерам и: длина (без учета входа п вы хода фрезы) 
1,5 мм, глубина 0,1 “’■°’° 'м м , ш ирина (0 ,1 5 ± 0 ,0 5 ) мм.

П орог чувствительности к деф ектам , располож енны м на боковой по­
верхности цилиндрических отверстий, — выявление на образцах  из ферро­
магнитных и неферромагнитных металлов и сплавов искусственного деф екта  
3 виде сквозного цилиндрического отверстия диаметром 1,5-1 мм.

Л инейная скорость при контроле изделий типа тел вращ ения в преде- 
.лах от 0,5 до 5,0 м/с.

Виды сигнализации о дефекте: световая, звуковая  и индикация на. 
электронно-лучевой трубке.

Электрическое питание дефектоскопа осущ ествляется от следую щ их ис* 
точников питания: от сети переменного тока напряж енпем 220 В + ',5% , час­

тотой (5 0 ± 1 )  Гц; от сети постоянного тока напряж ением  27 в 1 } 5 % . Ампли­
туда напряж ения пульсаций в сети постоянного тока не более 10 % ам ­
плитуды напряж ения постоянного тока;

от автономного источника питания -  аккум уляторной батареи  на- 
пряжение.м

П отребляем ая дефектоскопом мощность от сети переменного тока н е  
более 20 В-А.

П отребляемы й дефектоскопом ток от автономного блока питания или 
от внещней сети постоянного тока не более 0,8 Л.

М асса, кг:
электронного блока 8; 
питания сетевого блока 3; 
питания автономного блока 12.
Габаритны е размеры , мм: 
электронного блока 380X175X380; 
сетевого питания блока 310X145X95;
•iRTOHOMHoro блока питания 320x2 15 x1 75 .
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КОМПЛЕКТНОСТЬ
в  состав дефектоскопа входят:
1) блок электронный;
2) блок питания сетевой;
3) блоки питания автономные (аккум уляторная батарея) — 2 шт.;
4) зарядное устройство;
5) комплект преобразователей;
6) комплект стандартны х образцов;
7) комплект запасны х частей;
8 ) комплект инструмента;
9) комплект принадлеж ностей;
10) докум ентация.

ПОВЕРКА
Д еф ектоскоп поверяю т согласно разделу  2 (методы и средства поверки 

деф ектоскопа) технического описания н инструкции по эксплуатации д е ­
ф ектоскопа, входящ их в комплект поставки.

Испытания проводила государственная комиссия, результаты испы­
таний рассматривал Белорусский центр стандартизации и метрологии.

160


